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DISCIPLINA: Metrologia 

Vigência: a partir de 2019/1 Período letivo: 2º semestre 

Carga horária total: 30h Código:  B22W2 

Ementa: Estudo dos fundamentos básicos e da terminologia usada em metrologia 
industrial. Execução de medidas com instrumentos. Cálculo de tolerâncias e ajustes 
dimensionais. Conhecimento de controle dimensional utilizando padrões. Estudo da 
rugosidade superficial e tolerâncias geométricas. 

 
Conteúdos 
 
UNIDADE I  – Sistemas de Unidades 

1.1 Unidades do Sistema Métrico 
1.2 Unidades do Sistema Inglês 
1.3 Conversões de Unidades 

 
UNIDADE II – Paquímetros 

2.1 Partes constituintes 
2.2 Tipos 
2.3 Características e cuidados 
2.4 Medição no sistema métrico com resoluções de 0,05 e 0,02 mm 
2.5 Medição no sistema inglês com resolução de 1/128” 

 
UNIDADE III – Micrômetros 

3.1.Partes constituintes 
3.2 Tipos 
3.3 Características e cuidados 
3.4 Medição no sistema métrico com resoluções de 0,01mm e 0,001mm 

 
UNIDADE IV – Blocos Padrão 

4.1 Tipos 
4.2 Características e cuidados. 
4.3 Aferição de instrumentos com Blocos Padrão. 

 
UNIDADE V – Mesa de Senos e Régua de Senos 

5.1 Tipos e aplicações 
5.2 Cálculos 

 
UNIDADE VI – Relógios Comparadores  

6.1 Tipos 
6.2 Aplicações 
6.3 Medições 

 
UNIDADE VII–Tolerâncias ISO  

7.1  Introdução  
7.2  Terminologia 
7.3 Tipos de ajustes mecânicos 
7.4 Qualidades de trabalho, afastamentos e grupos de dimensões 
7.5 Aplicação dos ajustes recomendados 
7.6 Tolerâncias de forma e posição 
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